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NFFFT測定に最適なXYスキャナ 
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Near-Field to Far-Field Transformation(NFFFT)測定に最適なXYスキャナです。
既存の電波暗室に設置する事で、NFFFT測定環境の構築が可能です。
XYスキャナ単体による、Planner Scan以外に、AZポジショナと組み合わせることで、
Cylindrical scanに対応が可能です。
運搬時にX軸部、Y軸部が分離可能なため、可搬性に優れています
※弊社の測定ソフトウェアMATEOSと組み合わせることで、測定機と連携した自動測定と、
NFFFT変換にも対応しております。

製品名 XYスキャナ

スキャン範囲(X軸) 1000mm

スキャン範囲（Y軸） 1500mm

位置精度 0.01mm以下

耐荷重 10kg

制御インターフェース LAN

大きさ（H x Ｗ x D） 2.4m x 1.8m x 0.8m

重量 170kg

※スキャン範囲はカスタム対応可能
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